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引言



超高纯锗棒或锭的净杂质浓度检测是

为了确保其纯度满足高精度的应用需

求，如半导体材料、中子探测器等。

随着科技的发展，对超高纯锗材料的

需求不断增加，对其纯度要求也越来

越高，因此需要采用有效的检测方法

来确保其纯度。

目的和背景

背景

目的



保证产品质量01

净杂质浓度检测是保证超高纯锗棒或锭产品质量的关键环节，能够确保

产品的性能和稳定性。

提高应用性能02

通过净杂质浓度检测，可以了解和控制超高纯锗材料中的杂质种类和含

量，从而提高其应用性能，如提高半导体器件的稳定性、降低中子探测

器的背景噪声等。

促进产业发展03

有效的净杂质浓度检测方法能够促进超高纯锗材料产业的发展，提高产

品的市场竞争力，推动相关产业的进步。

净杂质浓度检测的重要性
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检测方法概述



原子吸收光谱法

利用原子对特定光子的吸收特性，

通过测量光子吸收的程度来推算

杂质浓度。

质谱法

利用不同元素的质量差异，通过

测量不同元素的离子流强度来推

算杂质浓度。

中子活化法

利用中子与待测元素发生核反应，

通过测量反应产物的放射性来推

算杂质浓度。

检测原理



误差分析
对测量结果进行误差分析，评
估结果的可靠性和准确性。

结果处理
对测量数据进行处理，计算出
净杂质浓度。

测量
按照检测原理的要求，进行实
际测量操作，记录数据。

样品制备
将超高纯锗棒或锭研磨成粉末，
并进行化学处理，以分离出待
测杂质元素。

仪器校准
对使用的检测仪器进行校准，
确保测量结果的准确性。

检测步骤
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具体检测方法



化学分析法

优点

操作简单、成本低廉、适用于多种杂

质检测。

缺点

准确度相对较低，易受干扰物质影响。
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